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O dimensionamento de circuitos de microondas construidos com micro linhas de transmissSo em fita,
requer o conhecimento pr6vio das caracterfsticas dos substratos isolantes, sobre os quais serSo
confeccionados. E importante na caracterizagio destes a determinagdo da constante diel6trica efetiva,
por meio da qual 6 possivel determinar a velocidade de uma onda eletromagn6tica no modo TEM,
propagando-se simultaneamente em dois meios distintos (substrato e ar). Na caracterizagdo foi
empregado um circuito ressonante de meio comprimento de onda, construido sobre substratos
isolantes de alumina e ferrite. As medidas foram efetuadas com varias l6minas, construindo-se nelas
diversos circuitos ressonantes, obtendo-se os resultados; alumina Eef = 6.6 a 6.6; ferrite Eef = 9.8 a I0.2;
na faixa de frequdncias de 3 a 13 GHz. Este m6todo permite uma determinagSo simples e precisa da

constante dieletrica efetiva de qualquer substrato , podendo ainda ser utilizado no levantamento das
perdas de RF no mesmo.
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